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      Аннотация

    
        
          Пособие соответствует государственному образовательному стандарту дисциплины «Туннельная и атомно-силовая микроскопия», направлений
подготовки магистров «Техническая физика», «Электроника и наноэлектроника».
Системно излагаются основы сканирующей зондовой микроскопии. Преподносятся методики работы сканирующих зондовых микроскопов. Дается
инновационный подход к объективному выбору методов исследования применительно к специфике объекта исследования. Приводятся сравнительные
характеристики и тенденции развития зондовых методов исследования сложных биологических объектов.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлениям подготовки магистров «Техническая физика», «Электроника и наноэлектроника». Учебное пособие может быть использовано при
обучении студентов направлений подготовки «Химия, физика и механика материалов», «Материаловедение и технологии материалов».
        

    

  

  
    
      Права на использование объекта хранения

    

		
      Место доступа
    		
      Группа пользователей
    		
      Действие
    	
	
              	
        Локальная сеть ИБК СПбПУ
      		
        Все
      		
          [image: Прочитать]
                  [image: Печать]
              	
      
	
              	
        Интернет
      		
        Авторизованные пользователи СПбПУ
      		
          [image: Прочитать]
                  [image: Печать]
              	
      
	
          [image: ->]
              	
        Интернет
      		
        Анонимные пользователи
      		
                      	
      


    

  

  
    Статистика использования

    
        
          	
                
                  [image: stat]
              	
                Количество обращений: 107
                

                За последние 30 дней: 1
                

                
                  Подробная статистика
                
              


        

    

  


    

  
        
      
        		
              

	Расширенный поиск
	Атрибутный поиск
	Контакты
	Информационно-библиотечный комплекс



              	Последние поступления
	Самые популярные ресурсы


            	
              
    © СПбПУ, 2000-2023



    Сайт и управление доступом на базе АБИС 
    
    «Руслан-Нео»
    (© ООО «ОБС»)



            	
			


      

    
  

  

[image: ]





